Allegato 1/D 

Oggetto:	Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di n. 1 Microscopio elettronico a scansione (SEM) ad alta risoluzione che operi in condizioni di alto e baso vuoto per il Centro di Microscopie dell’Università degli Studi dell’Aquila.
Gara n. 6778998 - Lotto unico cig 7120828528

OFFERTA TECNICA 

REQUISITI TECNICI MINIMI ESSENZIALI
[bookmark: _GoBack]Confermare - con un segno di spunta - la presenza di tutti i requisiti minimi essenziali di cui all’art. 3 del capitolato d’oneri

ELEMENTI TECNICI MIGLIORATIVI SOTTOPOSTI A VALUTAZIONE
Indicare con un segno di spunta il requisito offerto in corrispondenza della relativa descrizione:

	Descrizione
	Criteri

	Massima corrente di fascio
	0 punti se < 100 nA
	

	 
	1 punto se ≥ 100 nA ≤300 nA
	

	 
	2 punti se > 300 nA
	

	 
	 
	

	Pressione in Low Vacuum mode
	0 punti se = 150 Pa
	

	 
	1 punto se > 150 Pa ≤300 Pa
	

	 
	2 punti se > 300 Pa
	

	 
	 
	

	Massima dimensione del campo di osservazione a WD analitica
	0 punti se =3mm
	

	 
	1 se > 3mm
	

	 
	 
	

	Risoluzione senza bias a WD ottimale a 15 KV
	0 punti se = 1.4 nm
	

	 
	1 punto se <1.4 nm e >1 nm
	

	 
	2.5 punti se ≤1 nm e >0.7 nm
	

	 
	5 punti se ≤0.7 nm
	

	 
	 
	

	Risoluzione senza bias a WD ottimale a 1 KV
	0 punti se = 1.8 nm
	

	 
	1 punto se <1.8 nm e >1.4 nm
	

	 
	2.5 punti se ≤1.4 nm e >1 nm
	

	 
	5 punti se ≤1 nm
	

	 
	 
	

	Risoluzione con bias a WD ottimale a 1 KV
	0 punti se = 1.4 nm
	

	 
	1 punto se <1.4 nm e >1.1 nm
	

	 
	2 punti se ≤1.1 nm e >0.8 nm
	

	 
	3 punti se ≤0.8 nm
	

	 
	 
	

	Risoluzione in low vacuum mode a WD ottimale a 15 KV a un valore di pressione nel range 10-150 Pa
	0 punti se = 3.5 nm
	

	 
	1 punto se <3.5 nm e >2 nm
	

	 
	2 punti se ≤2 nm e >1.2 nm
	

	 
	3 punti se ≤1.2 nm
	

	 
	 
	

	Risoluzione in low vacuum mode a WD ottimale a 3 KV a un valore di pressione nel range 10-150 Pa
	0 punti se = 4.5 nm
	

	 
	1 punto se <4.5 nm e >3 nm
	

	 
	2 punti se ≤3 nm e >1.7 nm
	

	 
	3 punti se ≤1.7 nm
	

	 
	 
	

	Rivelatore STEM
	0 punti se non compreso nella fornitura
	

	 
	2 punti per campo chiaro (BF) e campo scuro (DF) simultanei
	

	 
	4 punti per campo chiaro (BF), campo scuro (DF) simultanei e HAADF mode non simultaneo
	

	 
	6 punti per campo chiaro (BF), campo scuro (DF) e HAADF mode tutti simultanei 
	

	 
	 
	

	Detector BSE in camera
	0 punti se il detector fornito tra i requisiti minimi non presenta le caratteristiche indicate nel seguito
	

	 
	2 punti se il detector è almeno a 4 settori, retraibile e motorizzato
	

	 
	4 punti se i segnali dai settori del detector sopra descritto possono essere acquisiti simultaneamente e combinati
	

	 
	 
	

	Dispositivi per ridurre l’allargamento del fascio in Low Vacuum Mode
	0 punti se non compreso nella fornitura
	

	 
	3 punti se compreso nella fornitura
	

	 
	 
	

	Rivelazione di BSE selettiva in energia
	0 punti se non compreso nella fornitura
	

	 
	4 punti se compreso nella fornitura
	

	 
	 
	

	Altro rivelatore
	0 punti se non compreso nella fornitura
	

	 
	3 punti se compreso nella fornitura
	

	 
	 
	

	Escursione X, Y dello stage
	0 punti se =100 mm
	

	 
	1 punto se > 100 mm ≤ 120 mm
	

	 
	2 punti se > 120 mm
	

	 
	 
	

	Escursione in Z dello stage
	0 punti se =50 mm
	

	 
	1 punto se > 50 mm ≤70 mm
	

	 
	2 punti se > 70 mm
	

	 
	 
	

	Intervallo di Tilt dello stage
	1 punto se >  -3° /70°
	

	 
	 
	

	Stage raffreddato Peltier
	0 punti se non compreso nella fornitura
	

	 
	6 punti se compreso nella fornitura
	

	 
	 
	

	Plasma cleaner 
	0 punti se non compreso nella fornitura
	

	 
	2 punti se compreso nella fornitura
	

	 
	 
	

	Sistema di smorzamento delle vibrazioni
	0 punti come da requisito minimo
	

	 
	2 punti se di tipo attivo
	

	 
	 
	

	Control Panel
	0 punti se non compreso nella fornitura
	

	 
	1 punto se presente nella fornitura
	

	 
	 
	

	Display mode 4 quadranti
	0 punti come da requisito minimo
	

	 
	1 punto se presente nella fornitura
	

	 
	 
	

	Smart Scan (frame e line average o integration, interlaced scanning...)  e Drift Compensated Frame Averaging/Integrating
	0 punti se non compreso nella fornitura
	

	
	1 punto se presente nella fornitura
	

	 
	 
	

	Software per Ricostruzione 3D
	0 punti se non compreso nella fornitura
	

	 
	1 punto se presente nella fornitura
	

	 
	 
	

	Altri software non inclusi nel software base utili per l’elaborazione/archiviazione delle immagini
	0 punti se non compreso nella fornitura
	

	 
	1 punto se presente nella fornitura
	

	 
	 
	

	Upgrade software microanalisi
	0 punti se non compreso nella fornitura
	

	 
	3 punti se presente nella fornitura
	

	 
	 
	

	Garanzia
	0 punti se 12 mesi previsti da legge
	

	 
	2 punti se fino a 24 mesi
	

	 
	4 punti se fino a 36 mesi
	

	 
	8 punti se pari o superiore a 48 mesi
	



A corredo della presente offerta, si allegano i documenti di seguito indicati a comprova della presenza delle caratteristiche tecniche minime e di quelle migliorative offerte 
· 
· 
· 

RISULTATI ANALISI CAMPIONI DI PROVA
Si allegano i risultati ottenuti sui campioni di prova consegnati dal Committente, utilizzando un microscopio elettronico SEM con le stesse caratteristiche e nella stessa configurazione di quello oggetto dell’offerta proposta


Timbro della Ditta e firma del legale rappresentante/persona munita di idonei poteri di rappresentanza
_________________________________________________________________________________
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